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Prof.

Doc.

Skutocné

I. Vzdelavacia €innost a tvorba $tudijnych materialov
Vzdelavacia ¢innost v rozsahu:

3 roky po doc.

3 roky po PhD.

Vysokoskolska ucebnica 1(3 AH) -
alebo
uéebny text, skriptd (uvadza sa autorsky podiel uchidzacda): 2x (3 AH) 1(3 AH)
Zaverelné prace obhéjené pod vedenim uchadzada: 6 3
Il. Vedeckovyskumna alebo tvoriva umelecka aktivita®
Vystupy v kategériach A+, A, A-a B 30 (10) 15 (5)
z toho
vystupy v kategoridch A+, A, A- 10 (5) 6 (3)
vystupy v kategdriach A+ a A: 4(2) 2(1)
lll: Ohlasy na publikaénu alebo umelecku aktivitu®
Ohlasy spolu 30 (10) 15 (5)
z toho:
Ohlasy registrované vo WoS alebo SCOPUS: 10 (4) 6(2)
IV. Vedecka Skola
Vychova doktorandov: 2 -
(skonéeny/po dizertac¢nej skuske): 1/1 -
Ucastnik/veduci vyskumného alebo umeleckého projektu: 4/1 2/0

V. Dopliiujuce kritéria™

*) V zatvorke uviest pocty za poslednych 5 rokov.

") Doplujuce kritérid uréia vedecké rady fakult ohladom na $pecifikd odboru Hal konania.

Kategorizacia vystupov:

A+ publikacia v ¢asopise Q1 alebo Q2, monografia alebo kapitoly v monografii v MRV, medzinarodny patent

A publikacia v ¢asopise Q3 alebo Q4, monografia alebo kapitoly v monografii v V-CVTI, realizované inZinierske dielo
ocenené na medzinarodnej Urovni

A ostatné publikdcie vo WoS alebo SCOPUS, publikécia v zborniku®, ndrodny patent, vedeckd monografia alebo
kapitola v monografii v zahrani¢nom vydavatelstve, ktora nie je zaradena v A+ a A

B ostatné recenzované publikacie v ¢asopisoch, publikacie v zbornikoch z medzinarodnej konferencie, vedecka
monografia alebo kapitola v monografii v domacom vydavatelstve, Uzitkovy vzor

Akceptuje sa zaradenie ¢asopisu do kvartilov podla WoS alebo SCOPUS.
Y prispevok v zborniku vydanom v CRC Press, |OP science, IFAC, IFIP, IEEE, ACM, IET, SPIE, ASCE, FIG, IAG, ISPRS,

.... aspon 5 citacii vo WoS alebo SCOPUS




